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Relato Técnico

Tema: Painel Setorial Inmetro Sobre o CB Scheme
Data: 15 de outubro de 2013
Local: Auditorio Centro Operacional — Inmetro/Xerém

1. Introducéo

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia — Inmetro, 6rgéo vinculado ao
Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior — MDIC, vem promovendo
encontros entre os setores publicos e privados para o desenvolvimento de parcerias nas
diversas areas da metrologia e avaliacdo da conformidade.

Para isto, o Inmetro vem organizando painéis setoriais com setores especificos da
sociedade, visando identificar suas necessidades, propiciar ajuda matua e fazer com que
estes setores identifiqguem no Inmetro um instituto de pesquisa que pode impulsionar
projetos que satisfagam tanto o setor produtivo como o consumidor.

2. Contextualizagao

O CB Scheme é um programa de certificacdo, estabelecido no ambito da International
Electrotechnical Commission — IEC, que se propde a promover a aceitacdo mutua das
certificacdes e resultados de ensaios realizados no ambito do programa, no que se refere
ao atendimento dos requisitos de seguranca de componentes,equipamentos e produtos
elétricos e eletrénicos, com base nas normas da IEC.

No Brasil, existem Organismos de Certificacdo que sdo membros do CB Scheme e, como
consequéncia, estdo sendo demandados a aceitar as certificacdes e relatorios de ensaio
emitidos por esse programa para produtos regulamentados pelo Inmetro, como alternativa
aos procedimentos de avaliagdo da conformidade reconhecidos no ambito do Sistema
Brasileiro de Avaliacdo da Conformidade — SBAC. Dentro deste contexto, existem
manifestacbes conflitantes entre as partes interessadas envolvidas (laboratorios,
organismos de certificacdo e setor produtivo) no que se refere ao reconhecimento do CB
Scheme no ambito do SBAC.

Diante deste cendrio, o Inmetro realizou um Painel Setorial, no dia 15 de outubro, em
Xerém - RJ. Neste evento, as principais partes interessadas apresentaram seus
posicionamentos em relagéo ao objeto em questao.

3. Participantes

Foram registradas 127 inscricdes e cerca de 108 participantes. Segue abaixo a relagdo
das instituicdes que estiveram presentes:

e Abagas — Associacio Brasileira de Aquecimento de Agua a Gas
e Abimo — A Associacao Brasileira da Industria de Artigos e Equipamentos Médicos,
Odontolégicos, Hospitalares e de Laboratorios
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e Abinee — Associagao Brasileira da Industria Elétrica e Eletronica
e Abnt — Associagéo Brasileira de Normas Técnicas
e Abroc — Associagéao Brasileira dos Organismos de Certificagdo
e Almont do Brasil
¢ Atlas Eletrodométicos
e Cam Brasil
e Cientec — Fundagéo de Ciéncia e Tecnologia/RS
e Cobei - Comité Brasileiro de Eletricidade, Eletronica, lluminacéo e

Telecomunicagdes

Cpqd — Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicagdes
Duchas Corona

Electrolux

Elo Sistemas Eletronicos

EMC

Endsub Servigos

Epson

Falcdo Bauer

Fundacéo de Ciéncia e Tecnologia

Grupo Legrand

Grupo Moura

IBM do Brasil

Ibrace — Instituto Brasileiro de Certificagéo
Icepex — Instituto de Certificacdo para Exceléncia na Conformidade
Inmetro

Instituto de Pesquisas Eldorado

INT — Instituto Nacional de Tecnologia.
Intertek

Labelo/ Pucrs

Laboratério de Ensaios Rhodes

Lorenzetti S.A.

Ministério da Saude

MSA do Brasil

NCC Certificacbes

Outbox Tecnologia

PS Controles Industriais

Quialifio

Revcal Comercio e Manutengéo

SGS Do Brasil

Stanley Black&Decker

Tecumseh do Brasil

Tesis — Tecnologia E Qual. em Sist. de Engenharia
Tramontina

TiavRheinland do Brasil Ltda

TavSiad do Brasil

UCP — Universidade Catélica de Petropolis
Weg Brasil

Whirlpool LatinAmerica
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4. Programacgaodo Evento

O Painel Setorial sobre o CB Scheme foi organizado conforme a programacéo abaixo:

9h

CREDENCIAMENTO / CAFE DE BOAS VINDAS

09h30min

10h30min

10h55min

11h20min

11h45min

12h35min

icly

14h30min

Abertura. ‘

Jodo Alziro Herz da Jornada
Presidente do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia — Inmetro.

Mdédulo 1 — Contextualizagdo sobre o Painel Setorial e visdo do Regulamentador

Gustavo Kuster
Chefe da Divisdo de Regulamentacdo Técnica e Programas de Avaliacdo da

12h10min

Conformidade da Diretoria de Avaliacdo de Conformidade — Inmetro/Dconf/Dipac.

Médulo 2 — O CB Scheme

José Sebastido Viel
Secretario do Comité Nacional da InternationalElectrotechnicalCommission — IEC.

Mdédulo 3 —Visdo dos Organismos de Certificacdo NCBs
(NationalCertificationBodies) do CB Scheme

Arnaldo Barbulio

Representante dos NationalCertificationBodies do CB Scheme — NCBs.
Mdédulo 4 - Visdo da Associacao Brasileira dos Organismos de Certificacdo
Marco Roque

Presidente da Abroc (Associagdo Brasileira dos Organismos de Certificagdo)

Médulo 5 — Viséo de um Laboratério com Escopos de Acreditacdo na Area Elétrica

Carlos José Rupp Binde Junior
Coordenador de Qualidade do Laboratério Especializado em Eletroeletrénica PUC RS
(LABELO). De acreditacao na area elétrica

Médulo 6 —Visdo da Industria

FabianYaksic

Gerente do Departamento de Tecnologia e Politica Industrial da Associacdo Brasileira da
Industria Elétrica e Eletrbnica — Abinee.

Mdédulo 7 —Visao do Acreditador

Marcos Aurélio Lima de Oliveira
Coordenador Geral de Acreditacédo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e

Tecnologia — Inmetro/Cgcre.

ALMOCO

Mdédulo 8 — Debates e Agenda de Entendimentos

Paulo Coscarelli — Mediador
Diretor Substituto de Avaliagdo da Conformidade — Inmetro/Dconf.

16h

ENCERRAMENTO
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5. Abertura do Painel Setorial

O Presidente do Inmetro, Dr. Jo&o Alziro Herz da Jornada, realizou a abertura do evento e
comentou sobre a importancia do encontro: “E uma grande satisfacdo discutir esse
assunto de tamanha relevancia, que diz respeito ao Inmetro e a industria. O objetivo
desse encontro é trocar ideias, experiéncias e conhecimento tacito. Esperamos chegar a

resultados que nos déem solidez para fazer um bom trabalho” *.

6. Apresentagdes
Os resumos das apresentacdes dos palestrantes séo relatados a seguir. E importante

ressaltar que as apresentagbes completas estdo disponiveis no link
http://www.inmetro.gov.br/painelsetorial/cb_scheme.asp.

6.1 Modulo 1 — Contextualizacdo sobre o Painel Setorial e visdo do Regulamentador

O Sr. Gustavo Kuster, Chefe da Divisdo de Regulamentacdo Técnica e Programas de
Avaliacdo da Conformidade da Diretoria de Avaliagdo de Conformidade -
Inmetro/Dconf/Dipac, iniciou sua apresentagdo demonstrando a evolugdo da criagcdo de
Programas de Avaliagdo da Conformidade — PACs, coordenados pelo Inmetro, desde
1999. Em seguida, comentou sobre as regras para uso de laboratérios e as principais
reclamacdes apresentadas ao Inmetro pela industria (falta de infraestrutura laboratorial e
longas filas para o inicio dos ensaios) e laboratorios (solicitacdo dos ensaios, pelos
fabricantes, no dltimo momento e duvidas relativas a postergagdo de prazos). Ressaltou
que os unicos PACs, atualmente, que aceitam os relatérios de ensaios, emitidos no
ambito do CB Scheme, sdo os de Equipamentos Elétricos para Atmosferas Explosivas e
Compressores. Destacou também que no &mbito do International Laboratory Accreditation
Cooperation — ILAC, e Inter-American Accreditation Cooperation — IAAC, os acreditadores
sdo parte do circulo de confianca, bem como tém acdo no sistema em nivel macro e
micro, enquanto no CB Scheme nem sempre esta claro quem é o dono do sistema, qual o
papel do acreditador e qual o grau de independéncia do laboratério. Por fim, apresentou
como desafios as necessidades de diminuicdo do tempo de espera para 0S ensaios,
fomento da infraestrutura laboratorial, aumento das alternativas para o setor produtivo e
alinhamento com as préticas internacionais de Avaliagdo da Conformidade.

6.2 M6édulo 2 — O CB Scheme

O Sr. José Sebastido Viel, Secretario do Comité Nacional da International Electrotechnical
Commission — IEC, apresentou a missao e estrutura do Comité Brasileiro de Eletricidade,
Eletrénica, lluminagéo e Telecomunicagcdes — COBEI, que compreende o ABNT/CB-03
(Comité Brasileiro de Eletricidade) e Comité Nacional da IEC. Em seguida, apresentou a
missdo e estrutura da IEC, com destaque para as atividades do Conselho de
Gerenciamento da Avaliagdo da Conformidade — CAB, que possui 0 Sistema de Ensaios
de Conformidade e Certificagdo para Equipamentos e Componentes Elétricos — IECEE,
onde o CB Scheme esté inserido. Ressaltou outras caracteristicas dos Sistemas IEC de

! Trecho extraido da noticia “Sistema de certificagdo CB Scheme é discutido em Painel Setorial”,
publicada na intranet do Inmetro, em 22/10/2013.
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Avaliagcdo da Conformidade, focando IECEE, e comentou sobre o reconhecimento de
certificadoras e laboratérios por pares Peer Evaluation e o Comité de Avaliacdo de Pares
(Peer Assessment Committee). Informou também sobre as categorias de produtos IECEE,
certificadoras participantes do IECEE (NCBs), certificados on-line, quantidade de
certificados de ensaio emitidos no ambito do IECEE, paises participantes IECEE e
concluiu a apresentagdo informando sobre a abrangéncia dos Sistemas da IEC para
Certificagdo de Equipamentos para Uso em Atmosferas Explosivas — IECEx e IEC para
Garantia de Qualidade de Componentes Eletronicos — IECQ.

6.3 Mddulo 3 - Visdo dos Organismos de Certificacdo NCBs (National Certification
Bodies) do CB Scheme

O Sr. Arnaldo Barbulio, Representante dos National Certification Bodies — NCBs, do CB
Scheme, iniciou sua apresentagédo informando que “para aceitar um CB Test Report —
CBTR, o Organismo de Certificacdo de Produtos — OCP, acreditado deve ser também um
NCB reconhecidopelo CB Scheme”. Em seguida, apresentou o esquema do IECEE e
comentou sobre a ISO/IEC 17067 e Comités de Laboratorios/Grupos de Trabalho (CTL-
Expert Task Forces). Informou também sobre o relacionamento dos NCBs e laboratérios
de ensaios, bem como apresentou um exemplo de CTL Decision Sheet. Ressaltou
algumas particularidades do CB Scheme (dentre elas questdes relativas a modificagcoes
nos produtos e configuragbes de familia) e comentou sobre Test Report Form — TRF. Por
fim, concluiu sua apresentacdo com as seguintes afirmagoes:

“Aceitar um CBTR - exige conhecimento dos pontos criticos de analise”;

“Somente o NCB associado ao CB Scheme tem acesso as decisdes, as modificagdes nos
procedimentos e tem sua competéncia avaliada periodicamente”.

6.4 Modulo 4 — Visédo da Associacdo Brasileira dos Organismos de Certificac&o

O Sr. Marco Roque, Presidente da Associagéo Brasileira dos Organismos de Certificagao
— Abroc, iniciou sua apresenta¢cdo detalhando as questfes que intitulou como “prés” em
relagdo ao férum do CB Scheme (dentre elas, o fato do operador primério ser o OCP, a
vantagem da padronizacdo das informagdes, a estrutura laboratorial do SBAC, o fato do
IECEE estar estruturado no Brasil, bem como o subcomité IECEx estar operando com
sucesso e alta participagdo). Em seguida, apresentou topicos que intitulou como “contras”
(como algumas questBes relacionadas ao reconhecimento do IECEE; nivel de
conhecimento do CB Scheme; conceito de familia/protétipos e o fato da abrangéncia do
sistema ainda estar concentrada no Inmetro/Abinee/Cobei).

6.5 Médulo 5 — Visdo de um Laborat6rio com Escopos de Acreditacdo na Area
Elétrica

O Sr. Carlos José Rupp Binde Junior, Coordenador de Qualidade do Laboratorio
Especializado em Eletroeletronica PUC-RS (LABELO), apresentou, inicialmente, a
estrutura e missdao do PUC- RS (LABELO). Em seguida, exp0s os requisitos de
laboratérios dentro do CB Scheme, sua relagdo com as certificadoras NCB’s, o Test
Report e as diferengas nacionais. Neste contexto, comentou que os resultados de ensaios
para o Brasil necessitam de adequacao, tanto no CB Bulletin (para a definicdo formal dos
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requisitos nacionais) quanto ao atendimento destes no momento da aceitagdo por NCB’s
brasileiros. Por fim, destacou a relacéo de requisitos dos regulamentadores nacionais e as
garantias adicionais aos resultados de ensaios.

6.6 M6dulo 6 — Visdo da Industria

O Sr. FabidnYaksic, Gerente do Departamento de Tecnologia e Politica Industrial da
Associacdo Brasileira da Industria Elétrica e Eletrdnica — Abinee, apresentou a estrutura e
missdo da Abinee, seu desempenho setorial 2012 e previséo 2013, abrangéncia nacional
e areas setoriais. Em seguida, comentou sobre as principais caracteristicas e objetivo da
IEC. Informou também sobre o processo de avaliacdo da conformidade no dmbito do CB
Scheme, principais caracteristicas do sistema IECEE e apresentou 0s posicionamentos
obtidos, por meio de reunides setoriais, relativos a aceitacdo ou ndo do CB Scheme para
categorias distintas de produtos (conforme normas especificas). Por fim, esclareceu
questdes consideradas como as principais duvidas sobre osistema do CB Scheme.

6.7 Médulo 7 — Visdo do Acreditador

O Sr. Marcos Aurélio Lima de Oliveira, Coordenador Geral de Acreditacdo do Inmetro,
iniciou sua apresentagdo demonstrando o conceito de acreditacdo e seu papel nas
relagBes comerciais. Em seguida, apresentou as principais caracteristicas do International
Accreditation Forum — IAF e International Laboratory Accreditation Cooperation — ILAC.
Destacou, como beneficios de estar associado a estes féruns, questdes como “o aumento
da confianga nos resultados de avaliagdo da conformidade; eliminagéo de atividades de
avaliacdo da conformidade redundantes; melhora da eficiéncia do processo de avaliagéo
e monitoramento e valida¢do continuos”. Informou também a quantidade de laboratérios e
organismos de inspegdo e certificacdo acreditados, bem como comentou sobre a
aceitacdo de Multilateral Recognition Arrangements — MLAs, em nivel nacional e
internacional. Por fim, apresentou as principais caracteristicas do Memorandum of
Understanding — MoU, entre o IAF-ILAC-IEC, destacando como objetivos as
possibilidades de “usar resultados das avaliagdes um do outro; usar recursos de maneira
eficiente; evitar duplicagdo” e informando que o escopo podera incluir “entradas para
supervisdes ou outras avaliagdes de organismos de certificac@o e laboratorios de ensaio;
entradas para decisfes de aceitagdo e reconhecimento de avaliadores fornecidos por
cada parte”.

7. Debatese e Encerramento

Durante o periodo de debates, vérias duavidas foram encaminhadas aos palestrantes
contemplando, por exemplo, aspectos sobre o reconhecimento de relatérios e o
alinhamento dos sistemas CB Scheme IAF e ILAC. O posicionamento dos palestrantes
que apresentaram o CB Scheme é a necessidade de que o Organismo seja reconhecido
para avaliar aquele relatorio pelo esquema, ou seja, apenas os reconhecidos dentro do
CB Scheme podem aceitar relatérios deste sistema. A IEC aceita as avaliacdes de pares
realizadas por IAF e ILAC, como subsidio para planejar as avalia¢cbes de pares do CB
Scheme, e que a IEC, ILAC e IAF estéo discutindo a possibilidade de harmonizagao.
Todos concordaram que as diferengas técnicas do pais e dos regulamentadores sao
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passiveis de serem comunicadas & IEC e o CB Scheme convive com as diferencas
regulamentares em todos 0s paises, pois reconhece a autoridade do Regulamentador e a
soberania do pais para adotar os requisitos especificos em fungcdo das suas
necessidades.

Em seguida, o Sr. Paulo Coscarelli, Diretor Substituto de Avaliacdo da Conformidade
Inmetro/Dconf, encerrou o Painel agradecendo a participagdo de todos. Ele reiterou que a
expectativa ndo era a de finalizar o evento com uma definicdo de encaminhamento, mas
de ouvir as partes interessadas, com o intuito de se obter uma fundamentagdo mais
consistente, a fim de que o Inmetro pudesse analisar melhor a questao.
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